
гипотетически возможных границ разных типов. Слова груп-пируются в «классы эк
вивалентности» (чаще всего по частям речи). Тогда состояниям марковской цепи со
ответствуют части речи, и необходимый материал можно собрал». Однако ресурсы 
памяти при увеличении объема быстро истощаются. Другой, более эффективный ме
тод, состоит в том, что правила, извлекаемые из базы, организуются в деревья приня
тия решений, полученные с помощью классификационно-регрессионных деревьев. 
Использование классификационно-регрессионных деревьев позволяет автоматически 
выбрать самый значимый из контекстных параметров.

Статический метод оценивается как наиболее перспективный.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
НАНОРЕЛЬЕФЕ НА ОСНОВЕ ЕГО ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

А. М. Евтухов

В настоящей работе использовалась гипотеза, что большинство поверх
ностей в природе имеет фрактальную природу [1], из-за чего для описания та
ких объектов уже нельзя использовать такие базовые понятия геометрии, как 
длина, площадь или объём, и многие физические свойства у объектов с фрак
тальной природой приходится выражать через такую величину, как фракталь
ная размерность.

При сканировании атомным силовым микроскопом (ACM) мы получаем, 
как правило, только набор высот нанорельефа. Это даёт немного информации, 
если перед нами стоит задача идентификации исследуемого материала. Однако 
для этой цели можно привлечь сравнение фрактальных чисел материалов. По
этому важно умение точно определять фрактальную размерность. Фрактальная 
размерность вычисляется на основе измеренных высот рельефа, в первоначаль
ное измерение которых закладывается ошибка, связанная с тем, что остриё зон
да, при помощи которого производят измерения, представляет собой объект 
ненулевой ширины и конечной высоты. Целью данного исследования было оп
ределение того, можно ли пренебречь данными погрешностями при определе
нии фрактального числа поверхности, и, тем самым, можно ли использовать 
фрактальное число как дополнительную информацию о нанорельефе.

Исследования проводились с использованием АСМ-изображений, пре
доставленных лабораторией “Микромеханика поверхности” ИММС НАНБ, и 
полученных при помощи атомно-силового микроскопа “Нанотоп-203”. Была 
создана программа, которая вычисляла фрактальные числа у исходного релье
фа, и у рельефа, преобразованного с учётом формы острия зонда [2]. При срав
нении получившихся фрактальных чисел был сделан вывод о том, что искаже
ния, вносимые в рельеф формой зонда, практически не сказываются на фрак
тальной размерности рельефа и ими можно пренебречь.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

В. В. Г рищенко, Г.А. Баевич

Процесс лазерной сварки алюминиевых сплавов характеризуется рядом 
хобенностей, связанных с взаимодействием расплавленного металла с газами 
: :<гужающей среды, испарением легирующих элементов, образованием оксид- 
ной пленки на поверхности сварочной ванны. Поэтому, при лазерной сварке 
изделий из алюминиевых сплавов, необходимо выполнение следующих усло
вий:
• удаление с поверхности металла оксидной пленки;
• ^варку необходимо проводить в среде инертных газов.

Для выполнения процесса сварки импульсным лазерным излучением не- 
хходимо также учитывать оптические свойства материалов на длине волны 
^пучения используемого лазера (коэффициент отражения, поглощательную 
способность) и теплофизические характеристики материала (температуру плав
ления и кипения, удельную теплоемкость, теплопроводность).

В результате проведения работ установлены оптимальные форма и дли
тельность лазерного импульса.

Основными характеристиками лазерного импульса для сварки алюминие
вых сплавов АК-8 являются:
• длительность импульса по уровню 0,1 от рП1ах -  6 мс;
• длительность переднего фронта нарастания импульса разрушающего оксид

ную пленку -  0,8 мс;
• длительность импульса, обеспечивающего плавление -  2 мс;
• длительность импульса, характеризующая остывание материала, имеет более 

пологую форму -  3,2 мс.

ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

М.А. Ковалев

С точки зрения благосостояния страны проблемы научного образования 
:-:ень важны. Серьезно к этому вопросу стали относиться только с 1945 г., ко
гда стали понимать, что научные исследования -  это не роскошь, которую
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